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摘要(译)

本发明公开了一种用于改善面板性能的电路结构，其包括：至少一采集
点，所述采集点位于液晶显示面板的薄膜晶体管基板的公共电极线上，
在所述采集点设有一监测线；所述监测线与薄膜晶体管基板的公共电极
线同层设置，所述监测线用以采集薄膜晶体管基板的公共电极的实际电
压值，并且利用薄膜晶体管基板的公共电极与彩膜基板的公共电极相互
导通的特性以获得相应的彩膜基板的公共电极的实际电压值；一反馈电
路，所述反馈电路的一端与所述监测线相连；一信号放大器，所述信号
放大器的一端与所述反馈电路的另一端相连，所述信号放大器的另一端
用于输出反补信号并输入至液晶显示面板内，以使相应的彩膜基板的公
共电极的输出电压趋于一预设电压值。
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